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Prozesskontrolle bei der Herstellung von Kunstlederhauten

Die Messaufgabe:

Fir die Prozesskontrolle bei der
Herstellung von Kunstlederfolien fir KFZ
Armaturenbretter soll die méglichst form-
treue Ubertragung der Ledervorlage bis
zur Kunstlederhaut sichergestellt werden.
Die Werkzeuge zur Abformung haben
Metalloberflachen,  Ledervorlage  und
Kunstlederhaut sind weich und es sollen
auch sehr weiche Silikonabdricke aufge-
nommen werden. Es soll nicht nur die
grobe Lederstruktur gemessen sondern
auch die Mikrostruktur auf den Noppen
und in den Narben bestimmt werden. Alle
Messungen sollen mdoglichst mit dem
selben Sensor durchgefihrt werden.
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Bild 1:Foto der Kunstlederhaut

Die Problematik:

Konventionelle Tastschnittgerate tasten
die Oberflache mechanisch ab. Sie
kénnen die weichen Oberflachen nicht
rickwirkungsfrei messen und sie sind zu

langsam, um 3D-Messungen aufzu-
nehmen.
Bei berthrungslos messenden Auto-

fokussystemen wird im Sensor eine Linse
der Hohe des Messobjektes nachgefiihrt.
Die stark  strukturierten  Kunstleder-
oberflachen kénnen so nur sehr langsam
vermessen werden.

Kunstlederoberflachen  fur die KFZ
Innenausstattung durfen sich nicht in der
Scheibe spiegeln. Das bedeutet, sie ab-
sorbieren auftreffendes Licht in hohem
Mal3. Ein optischer Sensor muss sehr
empfindlich sein, um aus dem wenigen
Licht, das an einer schwarzen Kunst-
lederoberflache gestreut wird, die Topo-
graphie sicher bestimmen zu kénnen.

Die L6sung:

Im FRT MicroProf® wird ein konfokaler,
chromatischer Abstandssensor eingesetzt.
Der Sensor fokussiert Weildlicht auf das
Messobjekt und bestimmt aus der spek-
tralen Verteilung des an der Oberflache
gestreuten Lichtes die HOhe des Mess-
objektes im Messfleck. Fir verschiedene
Messaufgaben stehen unterschiedliche
Messkdpfe mit Messbereichen von bis zu
3 mm bzw. einer H6henauflosung ab 3 nm
zur Verfligung.
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Bild 2: 8 x 8 mmz? groRBer Ausschnitt einer Kunstlederober-
flache mit Schnittlinie und markiertem Ausschnitt
Bild 2 und Bild 3 zeigen die Topographie
von Kunstlederoberflachen, die mit dem
FRT MicroProf® gemessen wurden. Mit
dem System kann das gesamte Spektrum

der verwendeten Materialien (Leder,
Metall, Silikon, Kunststoff) untersucht
werden.
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S Der Anwender kann (innerhalb der
Grenzen des Messsystems) jede beliebige
MessfeldgroRe einstellen (vgl. Bild 2 und
Bild 3), wobei immer die volle Héhenauf-
I6sung des Sensors zur Verfligung steht.

Bild 3: Hochaufgeldste Topographiemessung in dem in
Bild 2 eingezeichneten Ausschnitt

Folgende FRT Mel3gerate kdnnen fir diese
Aufgaben eingesetzt werden:

Der MicroProf® ist das universelle Gerét, das
fur alle Schritte von der Entwicklung bis zur
Endkontrolle der Strukturen eingesetzt werden
kann.

Der MicroSpy® ist pradestiniert fur die schnelle
und einfache Kontrolle der Produktion durch
den Werker.
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Mit dem Programm Mark Ill, das im FRT
MicroProf® fiir die Auswertung der ge-
messenen Daten eingesetzt wird, wird die
Hohe der Noppen, die Breite der Narben
und die Steilheit der Flanken gemessen. In
kleinen Flachenausschnitten zwischen den
Narben wird die Rauheit der Oberflache
bestimmit.
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Bild 4: Profil langs der Schnittlinie in Bild 2 mit
Vermessung der Narbentiefe




